UCHWALA Nr 2375/10

Zarzadu Wojewddztwawietokrzyskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany wzoru karty oceny merytorycznditecznej oraz wzoru karty ponownej
oceny stanowice] zahcznik do Regulaminu konkursu zamé®go nr 2.4.3. w ramach
Dziatania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenéw inwestycyjriyegionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwawictokrzyskiego na lata 2007 — 2013 prgggo uchwat
Zarzad WojewodztwaSwietokrzyskiego Nr 2252/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

Na podstawie

- Art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorzdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1590 z pén. zm.),

- Art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia @rudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozaju
(tj. Dz. U. 2009r Nr 84 poz.712 z pin. zm.) uchwala s, co nasgpuje:

§1

Zmienia s¢ wzor karty oceny merytoryczno-technicznej oraz miarty ponownej oceny
wniosku o dofinansowanie w ramach Dziatania 2HBwvorzenie kompleksowych terenow
inwestycyjnychRegionalnego Programu Operacyjnego Wojewddzéwectokrzyskiego na
lata 2007 — 2013 przgtiych uchwad Zarzadu WojewddztwaSwictokrzyskiego Nr 2252/09
Z dnia 9 grudnia 2009 r.

§2

Nowy wzdr karty oceny merytoryczno-technicznej stanzahcznik nr 1 do niniejszej uchwaty

§3

Nowy wzOr karty ponownej oceny merytoryczno-tecing stanowi zaftznik nr 2 do

niniejszej uchwaty

§4



Wykonanie uchwaty powierzagsDyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych.

§5

Uchwata wchodzi wycie z dniem podgia.

Marszatek

WojewodztwaSwigtokrzyskiego

Adam Jarubas

Zalaczniki dostpne na stronie:
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/p,62,Nabor_wnioskon _ramach_Dzialania_2_4 14 12
2009_18 01_2010.html



